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Nazwa i adres
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ul. Polanki 124 ¢
80-308 Gdansk

Kategoria laboratorium
dziatajgce w statej
siedzibie (S) oraz
poza nig (P)

Dziedziny akredytacji:')

Przyspieszenie, predkos¢, odlegtose (1.01)
Akustyka i ultradzwieki (2.01, 2.03)
Wielkosci chemiczne (3.01,3.02, 3.03, 3.04)
Wielkosci geometryczne (6.01, 6.02)
Wielkosci elektryczne DC i m.cz. (7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.06, 7.08, 7.10)
Wielkosci elektryczne w.cz.(8.01)

Czas i czestotliwos¢ (10.01, 10.02)

Sita i moment sity (12.01)

Twardosc¢ (13.01)

Masa (15.01, 15.02)

Wielkosci optyczne (16.03)

Cisnienie i préznia (17.01)

Temperatura (19.01)

Wersja strony: A

) Numeracja dziedzin i poddziedzin zgodna z klasyfikacja podang w zataczniku do dokumentu DAP-04 dostgpnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl

KIEROWNIK
DZIALU AKREDYTACJI
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 086

Kategoria Laboratoria wchodzgce w skfad Zespotu Laboratoriow Wzorcujgcych
laboratorium Okregowego Urzedu Miar w Gdarisku

S, P Wydziat Masy, Sity, Dtugosci i Kata

S, P Wydziat Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgan i Promieniowania

Optycznego
S, Wydziat Termodynamiki

S P Obwodowy Urzad Miar w Gdarisku

S P Obwodowy Urzad Miar w Tczewie

S P Obwodowy Urzad Miar w Gdyni

S P Obwodowy Urzad Miar w Elblagu

S P Obwodowy Urzad Miar w Olsztynie

S P Obwodowy Urzad Miar w Stupsku

S P Obwodowy Urzad Miar w Etku

Wersja strony: A
S - dziatalno$¢ w statej siedzibie,
P - poza statg siedzibg
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 086

Wydzial Masy, Sity, Dlugosci i Kata

ul. Polanki 124 c, 80-308 Gdansk

tel. 58 524 51 10, fax 58 524 51 16, e-mail: wi@oum.gda.pl

inz. Elzbieta Korzeniewska - Naczelnik Wydziatu

mgr inz. Zbigniew Sulewski - Zastepca Naczelnika Wydziatu

Nazwa wielkosci fizycznej . Zdolnos¢ Kat. .
i rodzaj przyrzadu pomiarowego Zakres pomiarowy pomiarowa CMC Lab. Uwagi
1 Przyspieszenie, predkosc¢ i odlegtos¢
1.01 parametry ruchu
bazy drogowe (0+100) m ‘ 2 mm ‘ P ‘
6 Wielkosci geometryczne
6.01 dlugosé
ptytki wzorcowe klasy 0, 1, 2 (0,5+100) mm 2 22 S I, T dlugo$¢é nominalna
y60° 12°15 nm plytki wzorcowej
wyrazona w
milimetrach
suwmiarki (0 +400) mm 0,02 mm S pomiary wewnetrzne w
(0 + 600) mm 0,03 mm zakresie (0 + 380) mm
(0 +1000) mm 0,04 mm
gltebokosciomierze suwmiarkowe (0 +200) mm 0,02 mm S
(0 +300) mm 0,02 mm
wysokosciomierze suwmiarkowe (0 +300) mm 0,02 mm S
(0 + 600) mm 0,03 mm
(0 +750) mm 0,03 mm
(0 +1000) mm 0,04 mm
wysokosciomierze do pomiaru (0 +1000) mm 0,6 mm S
wysokosci kot pojazdow
mikrometry zewnetrzne (0 +25) mm 2pm S
(25 + 50) mm 2pm
(50 + 75) mm 2 ym
(75 + 100) mm 2pm
(100 + 125) mm 3 pm
(125 + 150) mm 3 pm
(150 + 175) mm 3 pm
(175 + 200) mm 4 ym
(200 + 225) mm 4 ym
(225 + 250) mm 4 ym
(250 + 275) mm 5pum
(275 + 300) mm 5pm
(300 + 325) mm 5um
(325 + 350) mm 6 um
(350 + 375) mm 6 um
(375 + 400) mm 6 um
(400 + 425) mm 7 pm
(425 + 450) mm 7 pm
(450 + 475) mm 7 ym
(475 + 500) mm 8 um
mikrometry wewnetrzne (5+30) mm 2pm S
(30 + 55) mm 2 pm
(50 + 75) mm 2 ym
(75 + 100) mm 2pm
(100 + 125) mm 3 pm
gtebokosciomierze mikrometryczne (0 +25) mm 2pm S
(25 + 50) mm 2pm
(50 + 75) mm 2 ym
(75 + 100) mm 2pm
(100 +125) mm 2 pym
(125 + 150) mm 3 pm
(150 + 175) mm 3 pm
(175 + 200) mm 3 pm
(200 + 225) mm 4 ym
(225 + 250) mm 4 ym
(250 + 275) mm 5pum
(275 + 300) mm 5pm

Wersja strony: A

Dziat Akredytacji Laboratoriow Wzorcujacych

Wydanie nr 8, 30 wrze$nia 2011 r. str. 3/28




PCA

Zakres akredytacji Nr AP 086

Nazwa wielkosci fizycznej . Zdolnosé Kat. .
i rodzaj przyrzadu pomiarowego Zakres pomiarowy pomiarowa CMC Lab. Uwagi
srednicowki mikrometryczne (50 +75) mm 2pm S
dwupunktowe (75 + 100) mm 2pm
(100 + 125) mm 3 pm
(125 + 150) mm 3 pm
(150 + 175) mm 3 pm
(175 + 200) mm 4 ym
(200 + 225) mm 4 ym
(225 + 250) mm 4 ym
(250 + 275) mm 5pum
(275 + 300) mm 5pum
(300 + 325) mm 5um
(325 + 350) mm 6 um
(350 + 375) mm 6 um
srednicowki czujnikowe (4+9,5) mm 3 um
(10 +18) mm 3 pm
(18 + 30) mm 3 pm
(30 + 50) mm 3 pm
(50 + 150) mm 4 ym
(150 + 380) mm 8 um
czujniki analogowe o wartosci dziatki
elementarnej: -
-0,1 mm (0+25 mm 20 ym S
-0,01 mm 5 um
g,zc.u1]r:‘|1kr:1 cyfrowe o rozdzielczosci (0 +25) mm 5pum s
ptaskoréwnolegte plytki do 100 mm 0,13 pm odchytka dtugosci
interferencyjne srodkowej od dlugosci
nominalnej
rzymia otsztywne, sztywne, 0+5 m S L T dtugo$¢é nominalna
\':lst);gov% : Y Y ( ) 40,1 2°0,015% / mm odcinka wyrazona
T . w metrach
przymiary wstegowe (0+20) m 0’122 0’0152 2 mm
(0+40)m Jode 00152 1 20 °
mm
(0+60)m Mo.242 00152 /40 °
mm
(0+80) m M0.337 0015% 1 60 °
mm
(0+100) m Mo 437 0015% / 80 °
mm
grubosciomierze czujnikowe (0 +30) mm 5 um S
szczelinomierze (0,03 + 2) mm 4 pm S
6.02 kat
plytki katowe Johanssona (0 + 180)° 4” S
plytki katowe Kusznikowa (0 +180)° 4” S
plytki katowe przywieralne (0 + 180)° 4” S
6.03 geometria powierzchni
ptaskoréwnolegte ptytki do 100 mm S
interferencyjne
- odchytka ptaskosci 0,08 ym
- odchytka réwnolegtosci 0,13 ym
ptaskie plytki interferencyjne $rednica do 80 mm 0,02 ym S
12 Sita i moment sity
12.01 sita
maszyny wytrzymatosciowe 0,1 N +10 kN 0,13 % dla maszyn S,P
i urzadzenia technologiczne wytrzymatosciowych klasy
0,5 (Sciskanie)
0,1N+3MN 0,25 % dla maszyn
wytrzymatosciowych klasy
1, 2, 3 (Sciskanie)
0,1 N+ 10 kN 0,13 % dla maszyn
wytrzymatosciowych klasy
0,5 (rozciaganie)
0,1N+2MN 0,25 % maszyn
wytrzymatosciowych klasy
1, 2, 3 (rozciaganie)
sitomierze 0,1N+5kN 0,03 % S
Sciskanie/rozciaganie
(20 + 600) kN 0,10 %
$ciskanie/rozciagganie
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 086
Nazwa wielkosci fizycznej . Zdolnosé Kat. .
i rodzaj przyrzadu pom!i/arowjego Zakres pomiarowy pomiarowa CMC Lab. Uwagi
13 Twardos¢
13.01 twardos¢
twardosciomierze Rockwella (71 +76) HRA 0,6 HRA S, P
Twardosé (92 +98) HRB 0,6 HRB
(25 + 61) HRC 0,6 HRC
Sita (98 + 1471) N 0,26 %
twardosciomierze Brinella (141 + 576) HBW2,5/187,5 2,0 % S, P
Twardosé (90 + 120) HBW10/1000 2,0 %
(100 + 150) HBW10/3000 2,5%
(200 + 350) HBW 10/3000 2,0 %
(350 + 580) HBW10/3000 2,0 %
Diugosé (0+1) mm 0,7 ym
(1+7)mm 1,4 pm
Sita (1839 + 29420) N 0,26 %
twardosciomierze Vickersa (180 + 773) HV30 2% S,P
Twardos¢ (177 + 755) HV10 2%
(182 + 766) HV5 2%
Sita (49,03 + 294,2) N 0,26 %
Diugosé (0 +1 mm) 0,7 ym
15 Masa
15.01 wagi
wagi nieautomatyczne do 300 g 7-10° % S,P
powyzej 300 g do 20 kg 1-10* %
powyzej 20 kg do 500 kg 1-10°%
powyzej 500 kg do 6000 kg 5-10°%
15.02 wzorce masy,
wzorce masy, odwazniki klasy 500g 0,25 mg S
doktadnosci E; 2009 0,10 mg
100 g 0,05 mg
509 0,03 mg
20g 0,025 mg
109 0,020 mg
59 0,015 mg
2g 0,012 mg
19 0,010 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 1 mg, 2 mg, 5mg 0,004 mg S
doktadnosci F4 10 mg, 20 mg 0,005 mg
50 mg 0,007 mg
100 mg 0,009 mg
200 mg 0,020 mg
500 mg 0,015 mg
19 0,020 mg
2g 0,024 mg
59 0,030 mg
109 0,04 mg
209 0,05 mg
509 0,06 mg
100 g 0,10 mg
200g 0,20 mg
500 g 0,50 mg
1 kg 1mg
2 kg 2mg
5 kg 5mg
10 kg 10 mg
20 kg 20 mg
50 kg 70 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 1mg, 2 mg, 5 mg 0,020 mg S
doktadnosci F, 10 mg 0,021 mg
20 mg 0,025 mg
50 mg 0,030 mg
100 mg 0,040 mg
200 mg 0,050 mg
500 mg 0,060 mg
19 0,08 mg
2g 0,10 mg
59 0,12 mg
109 0,16 mg
20g 0,20 mg
509 0,25 mg
100 g 0,4 mg
200g 0,8 mg
500g 2,0 mg
1 kg 4 mg
2kg 8 mg
5 kg 21 mg
10 kg 40 mg
20 kg 80 mg
50 kg 200 mg
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 086

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiarowy Zdolnos¢ Kat. Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego pomiarowa CMC Lab.
wzorce masy, odwazniki klasy 1 mg, 2 mg, 5mg 0,05 mg S
doktadnosci M4 10 mg 0,06 mg
20 mg 0,08 mg
50 mg 0,10 mg
100 mg 0,12 mg
200 mg 0,16 mg
500 mg 0,20 mg
19 0,25 mg
2g 0,30 mg
59 0,40 mg
109 0,50 mg
209 0,60 mg
509 0,80 mg
100 g 1,0 mg
200g 2,5mg
500g 6 mg
1 kg 10 mg
2kg 25mg
5 kg 60 mg
10 kg 130 mg
20 kg 250 mg
50 kg 500 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg, 0,2 mg S
doktadnosci M, 20 mg, 50 mg, 100 mg 0,2 mg
200 mg 0,4 mg
500 mg 0,5mg
19 0,8 mg
29 1,0 mg
59 1,3mg
109 1,6 mg
20g 2,0 mg
509 2,5mg
100 g 4 mg
200g 8 mg
500 g 20 mg
1 kg 40 mg
2kg 80 mg
5 kg 200 mg
10 kg 400 mg
20 kg 800 mg
50 kg 1600 mg
wzorce masy 25 kg 25 kg 300 mg S
obciazniki (19 +51kg) 1,6 A0° % S

Wersja strony: A

Zdolno$¢ pomiarowa CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufnosci
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach
CMC wyrazona jest w jednostkach mierzonej wielkosci.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 086

Wydzial Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki,

Drgan i Promieniowania Optycznego

ul. Polanki 124 c, 80-308 Gdansk

tel. 58 524 52 00, fax 58 524 52 29, e-mail: w2@oum.gda.pl

mgr inz. Danuta Jonaszek - Naczelnik Wydziatu

Matgorzata Sledziowska - Zastepca Naczelnika Wydziatu

Nazwa wielkosci fizycznej Zak . Zdolnos¢ Kat. U .
i rodzaj przyrzadu pomiarowego akres pomiarowy pomiarowa CMC Lab. wagl
2 Akustyka i ultradzwieki
2.01 akustyka
Kalibrator akustyczny
XPoziom cisnienia akustycznego Od 90 dB do 120 dB 0,10 dB S PN-EN 60942
w odniesieniu do 20 FPa
czestotliwos¢é nominalna:
1 kHz
Miernik poziomu dzwieku
XOdpowiedz miernika poziomu Od 90 dB do 130 dB 0,2dB S PN-EN 60651(U),
dzwieku na sygnat z kalibratora w odniesieniu do 20 pPa PN-EN 60804(U),
akustycznego PN-EN 61672
xOdpowiedz miernika poziomu Od 0 dB do 140 dB 0,2dB S PN-EN 60651(U),
dzwieku na elektryczne sygnaly w odniesieniu do 20 pPa, PN-EN 60804(U),
pomiarowe zakres czestotliwosci PN-EN 61672
od 20 Hz do 20 kHz
XCharakterystyka czestotliwosciowa Zakres czestotliwosci: S
miernika poziomu dzwieku w polu od 20 Hz do 63 Hz, 0,3dB PN-EN 60651(U)
swobodnym od 125 Hz do 2 kHz, 0,3 dB i PN-EN 60804(U)
od 2,5 kHz do 8 kHz, 0,3dB
od 10 kHz do 16 kHz, 0,5dB
20 kHz 0,7 dB
Czestotliwosci: S
125 Hz 0,3dB PN-EN 61672
1 kHz 0,3dB
4 kHz 0,3dB
8 kHz 0,3dB
Audiometr tonowy
— tor przewodnictwa powietrznego
XPoziom cisnienia Od 20 dB do 120 dB 0,4dB S PN-EN 60645
akustycznego wyrazony jako zakres czestotliwosci
poziom styszenia od 125 Hz do 8 kHz
XPoziom cisnienia Od 20 dB do 120 dB 0,4 dB S PN-EN 60645
akustycznego wyrazony jako dla czestotliwosci
poziom maskowania srodkowych szumu
maskujacego
od 125 Hz do 8 kHz
— tor przewodnictwa kostnego
XPoziom sity dynamicznej Od -10 dB do 100 dB 0,8dB S PN-EN 60645
wyrazony jako poziom styszenia w odniesieniudo 1 M,
zakres czestotliwosci
od 250 Hz do 4 kHz
Filtry pasmowe o szerokosci oktawy i 1/3 oktawy
XTtumienie wzgledne filtrow Od 0 dB do 100 dB S PN-EN 61260
<50dB 0,2dB
> 50 dB 0,3dB
czestotliwosci srodkowe filtrow:
od 20 Hz od 20 kHz
Indywidualny miernik ekspozyciji na dzwiek
xOdpowiedz miernika ekspozycji na poziom cisnienia akustycznego 3,80 % S PN-EN 61252
dzwiek na sygnat z kalibratora kalibratora od 90 dB do 120 dB,
akustycznego czas pomiaru od 60 + 120 s
xOdpowiedz miernika ekspozycji na 0,3 Pa’h + 105 Pa’h 3,00 % S
dzwiek na elektryczne sygnaty zakres czgstotliwosci
pomiarowe 63 Hz + 8 kHz
XCharakterystyka czestotliwo$ciowa 63 Hz + 4 kHz 0,3dB S
miernika ekspozycji na dzwiek w polu 4 kHz + 8 kHz 0,4dB

swobodnym, wyrazona w dB w
odniesieniu do 20 RPa

Dziat Akredytacji Laboratoriow Wzorcujacych
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 086
Nazwa wielkosci fizycznej . Zdolnos¢ Kat. .
i rodzaj przyrzadu pomiarowego Zakres pomiarowy pomiarowa CMC Lab. Uwagi
2.03 drgania mechaniczne
Przyspieszenie drgan mechanicznych
kalibratory drgan mechanicznych (2+12) m - s? S
w zakresie czestotliwosci:
(60 + 180) Hz 1,3%
mierniki drgan maszyn (1+10)m - s? S
w zakresie czestotliwosci:
(20 + 80) Hz 1,4 %
(7+70)m - s?
w zakresie czestotliwosci:
80 Hz + 1 kHz 1,4 %
(10+100) m - s?
w zakresie czestotliwosci:
(1+2) kHz 1,4 %
Czutos¢ przetwornika drgan mechanicznych
przetworniki drgan mechanicznych (0,1 +120) pC'm'1'sz S metoda poréwnawcza
wg normy
(0,1 +120) mV-m™-s? ISO 16063-21
w zakresie czestotliwosci:
20 Hz + 2 kHz 1,6 %
3 Wielkosci chemiczne
3.01 pH-metria
Pehametry 0+15 0,0017 S metoda elektryczna
1,6 + 14 0,0016
(-1400 + 1400) mV 0,11 mV
Elektrody pehametryczne (50 + 70) mV 0,25 mV S nachylenie
charakterystyki
elektrody
Symulatory pH (-10000 + 10000) mV 0,00039 % S
3.02 konduktometria
Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa
Konduktometry (0,1 +2) pSlem 0,04 % S metoda elektryczna
2,01 uS/cm + 500 mS/cm 0,03 %
3.03 |analiza gazow
Analizatory spalin samochodowych CO: (0,4+4,0)% 1% S
CO;: (5+15) % 1%
C3Hs: (0,005 + 0,25) % 1%
Mierniki stezenia gazow CO: (0,002 + 0,0120) % 1,2 % S
CO;: (1+15) % 2,0 %
O, 18% 1,1 %
3.04 analiza wydechu
Stezenie masowe etanolu w (0,00 + 0,40) mg/l 0,01 mg/l S
wydychanym powietrzu (0,41 + 1,00) mg/l 0,02 mg/l
Analizatory wydechu (1,01 + 1,50) mg/I 0,03 mg/l
(1,51 +2,00) mg/l 0,05 mg/l
7 Wielkosci elektryczne DC i m.cz.
7.01 napiecie DC
Mierniki napiecia cyfrowe oV 0,1 pv S
Multimetry; 10 pvV+1mVv 0,011%
Kalibratory; 1mV +10 mV 0,0015 %
Skopometry (10 +100) mV 0,00060 %
01+1)V 0,00056 %
(1+100) vV 0,00037 %
(100 +1000) V 0,00052 %
Mierniki napiecia analogowe ; (1,0000 + 2,1000) mV 0,30 % S
multimetry (2,2000 + 21,0000) mV 0,044 %
(22,0000 + 210,0000) mV 0,030 %
(0,220000 + 210,0000) V 0,065 %
(220,000 + 1000,000) V 0,014 %
Mierniki napiecia przebicia (prébniki) (100 +1000) V 0,058 % S.P
energetycenychy 10 mV + 320,000 V 0,020 % s
getycznyeh; (320,01 +1000) V 0,058 %
Kalibratory oscyloskopéw 1mV+100V 0,05 % S
Oscyloskopy 1mV+100V 0,29 % S
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 086

Nazwa wielkosci fizycznej Zakr omiaro Zdolnos¢ Kat. Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego akres p wy pomiarowa CMC Lab. 9
7.01 |prad DC
Multimetry; 0A 0,4 nA S
Kalibratory; (10 +100) pA 0,0016 %
Mierniki pradu cyfrowe (0,1+10) mA 0,0014 %
(10+ 100) mA 0,0016 %
01+1)A 0,0052 %
(1+2,22)A 0,012 %
(2,2+20) A 0,042 %
Mierniki pradu analogowe; multimetry (1,0000 +210,0000) mA 0,067 % S
(0,220000+2,100000) A 0,071 %
(2,20000+21,00000) A 0,10 %
Mierniki parametrow sieci (100,000 + 320,000) mA 0,028 % S
energetycznych (0,32001+ 3,20000) A 0,076 %
(3,2001+ 10,5000) A 0,092 %
(10,5001 + 20,0000) A 0,094 %
Mierniki pradu cyfrowe (cegowe); (0,32001 + 10,5000) A 0,092 % S bez przektadnikow
multimetry (10,5001 + 20,0000) A 0,094 %
(3,2001+ 20,000) A 0,31 % dla przektadnika x10
7.02 napiecie AC
Mierniki napiecia cyfrowe; (1+100) Hz S
Multimetry; 100 pV + 100 mV 0,015 %
Kalibratory; 100mV+1V 0,012 %
Skopometry (1+10) Vv 0,0049 %
(10 +100) V 0,0048 %
100 Hz + 100 kHz
100 pV + 100 mV 0,013 %
100 mV+10V 0,0049 %
(10 +100) V 0,0047 %
(100 + 300) kHz
100 pV + 100 mV 0,11 %
100 mV+10V 0,040 %
(100 + 200) kHz
(10 +100) V 0,058 %
200 kHz + 1 MHz
(10 +100) V 32%
300 kHz + 1 MHz
100 pV + 100 mV 0,34 %
100mV+1V 0,18 %
(1+10)V 0,14 %
1 Hz + 30 kHz
(100 +1000) V 0,0055 %
(30 +100) kHz
(100 +1000) V 0,0081 %
Zrodto sinusoidalnych sygnatow (-30 + 20) dB 0,06 dB S napiecie odniesienia:
pomiarowych (generator poziomu) 20 Hz + 20 kHz \"
(-50 + -40) dB 0,1dB
20 Hz + 2 kHz
(-50 + -40) dB 0,16 dB
2,1 kHz + 20 kHz
Mierniki napiecia analogowe; (1,0000 + 2,1000) mV 4,0 % S
multimetry 50 Hz + 1 kHz
(2,2000 +21,0000) mV 0,12 %
50 Hz + 1 kHz
(22,0000 + 210,0000) mV 0,079 %
50 Hz + 1 kHz
(0,220000 + 210,0000) V 0,076 %
50 Hz + 1 kHz
(220,000 + 1000,000) V 0,042 %
50 Hz + 1 kHz
Mierniki napiecia przebicia (prébniki) (100 +1000) V 50 Hz 0,16 % S,P
Mierniki parametrow sieci (10,001 + 100,000) mV 50 Hz 0,29 % S
energetycznych; 100,001 mV + 32,000 V 50 Hz 0,056 %
Mierniki napiecia cyfrowe (cegowe); (32,001 + 105,000) V 50 Hz 0,076 %
multimetry (105,001 + 320,000) V 50 Hz 0,067 %
(320,01 + 800,00) V 50 Hz 0,098 %
(800,1 +1000,0) V 50 Hz 0,093 %
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 086
Nazwa wielkosci fizycznej . Zdolnos¢ Kat. .
i rodzaj przyrzadu pomiarowego Zakres pomiarowy pomiarowa CMC Lab. Uwagi
7.02 napiecie AC
Generatory 20 Hz + 20 kHz S
50 mV+30V 0,1 %
20 kHz + 100 kHz
1mvV+3V 0,5 %
100 kHz + 1 MHz
1mV+3V 0,8 %
Kalibratory oscyloskopow 1mV+100V 0,005 % S 1 kHz
Oscyloskopy 1mV+100V 0,29 % S 1 kHz
Mierniki znieksztatcen nieliniowych 1 Hz + 50 kHz S
(0,15 + 80) % 0,006 VIV
Napiecie dotyku
Mierniki napiecia cyfrowe (réznicowo- (1,0000 + 100,00) V 50 Hz 0,059 % S
pradowe)
Mierniki parametrow sieci (1,0000 + 100,00) V 50 Hz 0,059 % S
energetycznych
7.02 |prad AC
Mierniki pradu cyfrowe; 40 Hz + 1 kHz S
Multimetry; (10 +100) pA 0,021 %
Kalibratory 100 pA + 100 mA 0,014 %
100 mA+1A 0,013 %
(1+2,2)A 0,028 %
(2,2+20) A 0,10 %
(1+5) kHz
(10 +100) pA 0,041 %
100 pA + 100 mA 0,023 %
100mA+1A 0,022 %
(1+2,2)A 0,050 %
(1+3) kHz
(2,2+20) A 0,30 %
Mierniki pradu analogowe; multimetry (1,0000 +210,000) mA 0,087 % S
dla 50 Hz + 1 kHz
(0,22000 + 2,10000) A 0,097 %
dla 50 Hz + 1 kHz
(2,2000 +21,0000) A 0,14 %
dla 50 Hz + 1 kHz
Mierniki pradu cyfrowe (cegowe); (0,32001 + 3,20000) A 0,22 % S bez przektadnikow
multimetry 10 Hz = 3 kHz
(3,20001 + 20,0000) A 0,27 %
10 Hz + 3 kHz
(3,2001-20,0000) A 0,48 % dla przektadnika x 10
(10 + 100) Hz
Mierniki pradu cyfrowe (rezystancji 100,000 mA + 10,5000 A 50 Hz 0,090 % S
izolacji) (10,5001 A + 20,0000) A 50 Hz 0,27 %
Prad zadziatania wytacznika RCD
Mierniki parametrow sieci 10 mA+1,1 A 50Hz 1,0 % ‘ S
energetycznych;
Nominalny prad réznicowy RCD
Mierniki parametrow sieci 10 mA+1,1 A 50Hz 1,3 % ‘ S
energetycznych;
7.03 [rezystancja DC
Multimetry; 0Q 4uQ S
Kalibratory rezystancji; 1mQ 0,32 %
Skopometry 2mQ 0,16 %
3mQ 0,11 %
10 mQ 0,032 %
20 mQ 0,016 %
30 mQ 0,011 %
100 mQ 0,0032 %
200 mQ 0,0016 %
300 mQ 0,0011 %
1Q+100 kQ 0,00083 %
(0,1 + 100) MQ 0,00083 %
100 MQ + 20 GQ 0,25 %
Mierniki parametrow sieci 11k: +1G: 0,058 % S
(1,1+100) G: 1,7%
Mierniki rezystancji analogowe; (0,10 + 0,99) : 1,4 % S
multimetry (1,0 +9,99) : 0,17 %
10,0 : + 1000 M : 0,14 %
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 086
Nazwa wielkosci fizycznej . Zdolnos¢ Kat. .
i rodzaj przyrzadu pomiarowego Zakres pomiarowy pomiarowa CMC Lab. Uwagi
Rezystory state i regulowane 00,0001 Q 0,03 % S
0,001 Q 0,001 %
0,01 Q 0,00029 %
0,1 Q 0,00015 %
10 0,00010 %
10 Q 0,00010 %
100 Q 0,00010 %
1kQ 0,00010 %
10 kQ 0,00010 %
100 kQ 0,00010 %
1 MQ 0,00030 %
10 MQ 0,00046 %
100 MQ 0,0017 %
1GQ 0,0034 %
10 GQ 0,25 %
20 GQ 0,25 %
Mierniki rezystancji 0,0001 Q 0,035 % S
0,001 Q 0,0058 %
0,01 Q 0,00091 %
0,1 Q 0,00064 %
10 0,00064 %
10 Q 0,00064 %
100 Q 0,00064 %
1kQ 0,00029 %
10 kQ 0,00025 %
100 kQ 0,00025 %
1 MQ 0,00025 %
10 MQ 0,00066 %
100 MQ 0,0020 %
1GQ 0,029 %
7 Wielkosci elektryczne DC i m.cz.
7.04 rezystancja AC
Rezystory state i regulowane; (0,1 +1000) k : S Matryca CMC
Wzorce rezystancji; na nast. str.
Mostki i mierniki rezystancji
Rezystancja petli zwarcia
Mierniki parametréw sieci; (0,5+1000) : 50 Hz 0,59 % S
Mierniki rezystanciji cyfrowe (petli
zwarcia)
Mierniki parametréw sieci; (1+10000) : 50 Hz 0,059 % S
Mierniki rezystancji cyfrowe
(zabezpieczen réznicowo-pradowych)
Rezystancja uziemien
Mierniki parametrow sieci; (0,1+0,99) : 0,47 % S
Mierniki rezystancji cyfrowe (uziemien) (1,0 +9,99) : 0,13%
(10,0 +99,9) : 0,079 %
100 : +10k: 0,059 %
7.06 |pojemnos¢
:(;r;c:lﬁ:vsvzt:ery wzorcowe state 1 pF+100 pF S Matryca CMC
oL - na nast. str.
Mostki i mierniki pojemnosci
Multimetry 0,1 nF +11 pF 1,2 % S
7.06 |indukcyjnosé
Cewki wzorcowe state i regulowane; 1pH+10H S Matryca CMC
Cewki indukcyjne: na nast. str.
Mostki i mierniki indukcyjnosci dla przyrzadow
wspotpracujacych z
czujnikami temperatury
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 086

Matryca CMC - 7.04 Rezystancja AC

45...55 Hz
1 kHz i10 kHz 400 Hz
% % %
e 0,13 0,30 0,13
0,060 0,20 0,10
0,040 0,13 0,07
0,035 0,10 0,06
0,09
0,030
0,05
0,08
0,028
0,07
0,027
0,06
: 0,04
HE N: 0,024
- 0,026
N: 0,07
N: 0,027
- 0,028
N: 0,08
N 0,029
0,05
N: 0,030
0,09
N 0,031
N: 0,032
N : 0,034 0,1 0,06
N : 0,035
Matryca CMC - 7.06 Indukcyjnos¢
1 kHz 45...55 Hz 400 Hz 10 kHz
% % % %
P+ 6 - - -
P+ 3 - - -
P+ - - -
P+ 2 - - -
P+ - - -
P+ - - -
P+ 1,5 . . .
P+ - - -
P+ - - -
P+ - - 0,3
P+ - - 0,18
P+ - - 0,14
P+ - - 0,12
P+ 0,6 - - 0,1
P+ - -
P+ - - 0,09
P+ - -
P+ - -
P+ - - 0,08
Pt o015 - - 0,07
P+ 0.6
P+

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 086

1 kHz 45...55 Hz 400 Hz 10 kHz
% % % %
P+ -
P+ -
P+ 0,06 06 -
P+ -

P+ -
P+
P+ 0,03 0.3
P+
P+ 0,2
P+ 0,08
P+
P+
P+

0,15

P+

P+

P+

P+

P+

P+ 0,12 0,07

P+

P+

0,025
P+

P+

P+

P+

P+

P+

P+

0,06
P+

P+

P+

P+

0,07

0,03

0,08

0,04

R O S o S S o

0,09

Matryca CMC - 7.06 Pojemnos¢

1 kHz 45...55 Hz 400 Hz 10 kHz

% % % %
s) 0,040 ; ; ;
S) - - -
s) 0,030 - - -
S) - - -

- - 013

S) 0,020
S) - - 0,10
S) 0,011 - -
s) 0,08
s) 0,060

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 086

1 kHz 45...55 Hz 400 Hz 10 kHz
% % % %

S) 0,055 - -

s) 0,050 - -

S) 0,047 - - 0,07

S) 0,044 - -

sy | 0014 - 0,13

S) - 0,080

S) 0,011 - 0,070

s) -

0,060
S) -

0,027
S) -

s) -

0,050
sy | 0026 -

S) -

Q) 0,029 0,21

Q) 0,13

Q) 0,11

Q) 0,10

Q) 0,09

Q)

Q)

0,06
Q) 0,08

Q)

Q)

Q)

Q)

Q)

Q)

Q) 0,025 0,040

Q)

Q)

Q)

Q)

Q)

Q)

Q)

Q)

Q) 0,07
Q) 0,07

Q)

Q)

Q)

P) 0,076

P) 0,086

P) 0,095

P) 0,10

0,04 0,05
P) 0,11

P) 0,12

P) 0,13

P) 0,14

P) 0,15

0,05 0,06
P) -

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 086

1 kHz 45...55 Hz
% %
P)
P)
P)
P)
P)
P)
P)
P)

0,05 0,07

400 Hz

10 kHz
% %

0,06

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiaro Zdolnos¢ Kat. Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego a P wy pomiarowa CMC Lab. 9
7 Wielkosci elektryczne DC i m.cz.
7.08 |energia
Liczniki energii elektrycznej czynnej (0,01 +120) A 0,012 % S,P
i biernej pradu przemiennego; (30 +525) vV
Urzadzenia do sprawdzania licznikéw 50 Hz
energii elektrycznej; wspotczynnik mocy: (0,5 + 1)
Analizatory parametréw sieci
7.10 wysokie napiecie i prad
Prad (DC) (20,001+ 105,000) A 0,31 % S dla przektadnika x10
e Mierniki pradu (105,001+ 200,000) A 0,32 %
o Mierniki parametréw sieci (16,001 + 525,000) A 0,30 % dla przektadnika x 50
(525,01+1000,00) A 0,32 %
Prad (AC) (20,0001-32,0000) A 10 + 100) Hz 0,48 % S dla przektadnika x10
o Mierniki prad (32,001+200,000) A (10 + 100) Hz 0,53 %
o Mierniki parametréw sieci (16,001+160,000) A (10 +100) Hz 0,48 % dla przektadnika x 50
(160,01+1000,00) A (10 + 100) Hz 0,53 %
Napiecie (DC) (1001 + 10000) V 0,25 % S,P
e Mierniki napigecia (10200 + 15000) V 1,4 %
e Mierniki parametrow sieci (15500 + 30000) V 1,5 %
o Zrodta napiecia
Napiecie (AC) (1001 + 7000) V 0,29 % S,P
e Mierniki napigecia (7200 + 15000) V 1,4 %
e Mierniki parametrow sieci (15500 + 30000) V 1,5 %
o Zrodta napiecia
8 Wielkosci elektryczne w.cz.
8.01 wielkosci elektryczne w.cz.
Generatory 20 MHz + 1 GHz S
20 dBuV
40 dBuVvV 0,3dB
60 dBpV
0 dBm
Mikrowoltomierze selektywne 20 MHz + 1 GHz S
20 dBuV
40 dBuVvV 0,3dB
60 dBpV
0 dBm
Woltomierze 20 MHz + 1 GHz S
20 dBuV
40 dBuVvV 0,3dB
60 dBpV
0dBm
Ttumiki state i regulowane 20 MHz + 1 GHz 0,3dB S
(1+60) dB

Dziat Akredytacji Laboratoriow Wzorcujacych
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 086

Zdolnos¢

Symulatory temperatury

Termometry elektryczne (w tym
elektroniczne)

Termometry elektryczne (z rejestracja
temperatury)

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres . Kat. .
. A 4 N pomiarowa Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego pomiarowy cMC Lab.
10 Czas i czestotliwosé
10.01 [czas
Mierniki okresu (czestosciomierze, 10ns+5s 110™-T S T- okres
czasomierze)
Mierniki przedziatu czasu 0,1us +10000s |[510°s+110"-W S W przedziat czasu; usrednianie z
(czestosciomierze, czasomierze) minimum 10 pomiaréw
Sekundomierze (stopery) elektroniczne (0+24)h 0,01s+3107 - W S
Sekundomierze (stopery) mechaniczne (0+1)h 0,06s +1-10° - W S
Oscyloskopy 50ns+0,5s 0,065 % S
Generatory okresu 10ns+05s 110" -T S
Kalibratory oscyloskopéw 0,0001 %
Chronokomparatory cyfrowe -120 s/d + 120 s/d 0,006 s/d S s/d - sekundy na dobe
Mierniki parametrow sieci (10 + 190) ms 1,1 ms S
(réwniez mierniki zabezpieczen réznicowo- (200 + 390) ms 1,2ms
pradowych) 400ms+51s 8,2 ms
10.02 | czestotliwos¢
Mierniki czestotliwosci cyfrowe 0,2 Hz + 10 MHz 1-10-10 -f S przebiegi prostokatne
10 kHz + 2,7 GHz 1-10-10 -f przebiegi sinusoidalne
f - czgstotliwosé
Generatory kwarcowe 0,2Hz + 3 GHz 1107 f S przebiegi prostokatne
Generatory bezkwarcowe 10 kHz + 3 GHz 1107 f przebiegi sinusoidalne
f - czegstotliwosé
16 Wielkosci optyczne
16.03 [spektrofotometria [ [
Gestos¢ optyczna widmowego wspoétczynnika przepuszczania
Spektrofotometry 0+0,2 0,0035 S,P | w zakresie widmowym (235 + 900) nm
0,2+0,5 0,0041
0,5+1 0,0052
1+1,5 0,0077
Wzorcowe filtry optyczne neutralne 0+0,3 0,0039 S w zakresie widmowym (235 + 900) nm
0,3+0,8 0,0048
0,8+1,5 0,0062
Widmowy wspoétczynnik przepuszczania
Spektrofotometry 0,03+0,1 0,0017 S,P | w zakresie widmowym (235 + 900) nm
0,1+0,3 0,0026
0,3+0,7 0,0048
0,7+1 0,0058
Wzorcowe filtry optyczne neutralne 0,03+ 0,15 0,0023 S w zakresie widmowym (235 + 900) nm
0,15 + 0,50 0,0045
0,50 +1,0 0,0074
Dtugosé¢ fali
Spektrofotometry (275 + 900) nm 0,17 nm S,P
Wzorcowe filtry optyczne dlugosci fali, (250 + 800) nm 0,25 nm S
19 Temperatura
19.01 | termometria elektryczna
Kalibratory temperatury (-200 + 1800) °C™ 0,014°C S
Wskazniki (mierniki) temperatury (w tym (-200 + 850) °C?
regulatory temperatury 0,0015°C

Matryca CMC
na nast. str.

60584-1:1997 Termoelementy — Charakterystyki.

2)

Dziat Akredytacji Laboratoriow Wzorcujacych

Wzorcowanie posrednie z zastosowaniem znormalizowanych charakterystyk

Wersja strony: A

Wzorcowanie posrednie z zastosowaniem znormalizowanych charakterystyk termometrycznych termoelementéw podanych w PN-EN

termometrycznych czujnikéw platynowych
przemystowych termometréw rezystancyjnych podanych w PN-EN 60751:2009 Czujniki platynowe przemystowych termometrow
rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury.
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Zakres akredytacji Nr AP 086

Matryca CMC - 19.01 Termometria elektryczna

Pt100 R S B J T E K N
°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
-200 0,0015 - - - 0,053 | 0,041 | 0,032 | 0,044 -
-100 0,0024 - - - 0,053 | 0,040 | 0,023 | 0,042 -

0 0,0033 | 0,031 | 0,032 - 0,048 | 0,034 | 0,019 | 0,045 | 0,030
100 0,0043 | 0,027 | 0,033 - 0,048 | 0,034 | 0,019 | 0,045 | 0,030
200 0,0053 | 0,026 | 0,032 - 0,048 | 0,034 | 0,019 | 0,045 | 0,030
300 0,0062 | 0,017 | 0,023 | 0,055 | 0,048 | 0,034 | 0,019 | 0,045 | 0,030
400 0,0072 | 0,016 | 0,023 | 0,045 | 0,048 | 0,034 | 0,019 | 0,045 | 0,030
500 0,0082 | 0,015 | 0,022 | 0,043 | 0,048 - 0,019 | 0,045 | 0,030
600 0,0095 | 0,018 | 0,021 | 0,039 | 0,048 - 0,019 | 0,067 | 0,030
700 0,011 0,015 | 0,036 | 0,026 | 0,049 - 0,019 | 0,067 | 0,042
800 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,024 | 0,042 - 0,020 | 0,067 | 0,042
900 - 0,021 | 0,019 | 0,024 | 0,044 - 0,021 | 0,067 | 0,043
1000 - 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,042 - 0,020 | 0,068 | 0,043
1100 - 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,042 - - 0,068 | 0,043
1200 - 0,014 | 0,020 | 0,020 | 0,042 - - 0,068 | 0,043
1300 - 0,015 | 0,016 | 0,020 - - - 0,068 | 0,043
1400 - 0,022 | 0,016 | 0,020 - - - - -
1500 - 0,020 | 0,017 | 0,020 - - - - -
1600 - 0,023 | 0,018 | 0,020 - - - - -
1700 - 0,017 | 0,019 | 0,021 - - - - -
1800 - - - 0,021 - - - - -

Wersja strony: A

Zdolno$¢ pomiarowa CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufnosci
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach
CMC wyrazona jest w jednostkach mierzonej wielkosci.
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Wydziat Termodynamiki

ul. Polanki 124 ¢, 80-308 Gdansk
tel. 58 524 51 00, fax 58 524 51 00, e-mail: w3@oum.gda.pl

Radostaw Kleczynski — Naczelnik Wydziatu

Wersja strony: A

Michat Zuk - Zastepca Naczelnika Wydziatu
Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiaro Zdolnos¢ Kat. Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego P wy pomiarowa CMC Lab. 9
17. Cisnienie
17.01 | ci$nienie
Cisnienie wzgledne - podcisnienie (-0,005 + -0,09) MPa 0,000049 MPa S
(gaz)
Cisnienie wzgledne — nadcisnienie 0,005 + 0,25) MPa 0,00015 MPa
(0,25 + 0,6) MPa 0,00025 MPa
(0,6 + 6) MPa 0,0035 MPa
(6 +25) MPa 0,015 MPa
(25 + 60) MPa 0,040 MPa
(60 + 250) MPa 0,15 MPa
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona jest w jednostkach wielkos$ci mierzone;j.

Zdolno$¢ pomiarowa CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzona dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufnosci

Dziat Akredytacji Laboratoriow Wzorcujacych
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Obwodowy Urzad Miar w Gdansku

ul. Polanki 124 ¢, 80-308 Gdansk
tel. 58 52 45 400, fax 58 52 45 414, e-mail: gdansk@oum.gda.pl

inz. Tadeusz Horata — Naczelnik Urzedu
Janusz Grabos - Zastepca Naczelnika Urzedu

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiaro Zdolnosé Kat. Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego P wy pomiarowa CMC Lab. 9
15 Masa
15.01 wagi
do 300 g 7-10° % S, P
wagi nieautomatyczne powyzej 300 g do 20 kg 1-10%%
powyzej 20 kg do 500 kg 1-10°%
15.02 wzorce masy
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg 0,021 mg S
doktadnosci F, 20 mg 0,025 mg
50 mg 0,030 mg
100 mg 0,040 mg
200 mg 0,050 mg
500 mg 0,060 mg
19 0,08 mg
2g 0,10 mg
59 0,12 mg
109 0,16 mg
20g 0,20 mg
509 0,25 mg
100 g 0,4 mg
200g 0,8 mg
500 g 2,0 mg
1 kg 4 mg
2kg 8 mg
5 kg 21 mg
10 kg 40 mg
20 kg 80 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg 0,06 mg S
doktadnosci M4 20 mg 0,08 mg
50 mg 0,10 mg
100 mg 0,12 mg
200 mg 0,16 mg
500 mg 0,20 mg
19 0,25 mg
2g 0,30 mg
59 0,40 mg
109 0,50 mg
209 0,60 mg
509 0,80 mg
100 g 1,0 mg
2009 2,5mg
500g 6 mg
1 kg 10 mg
2kg 25mg
5kg 60 mg
10 kg 130 mg
20 kg 250 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg 0,2 mg S
doktadnosci M, 200 mg 0,4 mg
500 mg 0,5mg
19 0,8 mg
29 1,0 mg
59 1,3mg
109 1,6 mg
20g 2,0 mg
509 2,5mg
100 g 4 mg
200g 8 mg
500g 20 mg
1 kg 40 mg
2kg 80 mg
5 kg 200 mg
10 kg 400 mg
20 kg 800 mg
wzorce masy 25 kg 25 kg 300 mg S
obciazniki (19 +25kg) 1,6 A0° % S

Wersja strony: A

Zdolno$¢ pomiarowa CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufnosci
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach
CMC wyrazona jest w jednostkach mierzonej wielkosci.
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Obwodowy Urzad Miar w Gdyni

ul. Stoneczna 59 a, 81-605 Gdynia
tel. 58 62 42 827, fax 58 62 42 843, e-mail: gdynia@oum.gda.pl

inz. Beata Klimas — Naczelnik Urzedu
Hanna Balogh — Zastepca Naczelnika Urzedu

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiaro Zdolnosé Kat. Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego P wy pomiarowa CMC Lab. 9
15 Masa
15.01 wagi
wagi nieautomatyczne do 300 g 7-10° % S,P
powyzej 300 g do 20 kg 1-10* %
powyzej 20 kg do 500 kg 1-10° %
15.02 wzorce masy
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg 0,021 mg S
doktadnosci F, 20 mg 0,025 mg
50 mg 0,030 mg
100 mg 0,040 mg
200 mg 0,050 mg
500 mg 0,060 mg
19 0,08 mg
2g 0,10 mg
59 0,12 mg
109 0,16 mg
20g 0,20 mg
509 0,25 mg
100 g 0,4 mg
200g 0,8 mg
500 g 2,0 mg
1 kg 4 mg
2kg 8 mg
5 kg 21 mg
10 kg 40 mg
20 kg 80 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg 0,06 mg S
doktadnosci M4 20 mg 0,08 mg
50 mg 0,10 mg
100 mg 0,12 mg
200 mg 0,16 mg
500 mg 0,20 mg
19 0,25 mg
2g 0,30 mg
59 0,40 mg
109 0,50 mg
209 0,60 mg
509 0,80 mg
100 g 1,0 mg
2009 2,5mg
500g 6 mg
1 kg 10 mg
2kg 25mg
5kg 60 mg
10 kg 130 mg
20 kg 250 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg 0,2 mg S
doktadnosci M, 200 mg 0,4 mg
500 mg 0,5mg
19 0,8 mg
29 1,0 mg
59 1,3mg
109 1,6 mg
20g 2,0 mg
509 2,5mg
100 g 4 mg
200g 8 mg
500g 20 mg
1 kg 40 mg
2kg 80 mg
5 kg 200 mg
10 kg 400 mg
20 kg 800 mg
wzorce masy 25 kg 25 kg 300 mg S
obciazniki (19 +25kg) 1,6 A0° % S

Wersja strony: A

Zdolno$¢ pomiarowa CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufnosci
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu wartosci wielko$ci mierzonej. W pozostatych przypadkach
CMC wyrazona jest w jednostkach mierzonej wielkosci.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 086

Obwodowy Urzad Miar w Elblagu

ul. Zeromskiego 24, 82-300 Elblag
tel. 55 23 36 779, e-mail: elblag@oum.gda.pl

mgr Halina Goérzynska - Naczelnik Urzedu

Mgr Zdzistaw Zacher - Zastepca Naczelnika Urzedu

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiaro Zdolnosé Kat. Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego P wy pomiarowa CMC Lab. 9
15 Masa
15.01 wagi
wagi nieautomatyczne do 300 g 7-10° % S,P
powyzej 300 g do 20 kg 1-10%%
powyzej 20 kg do 500 kg 1-10°%
powyzej 500 kg do 4000 kg 5-10°%
15.02 wzorce masy
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg 0,021 mg S
doktadnosci F, 20 mg 0,025 mg
50 mg 0,030 mg
100 mg 0,040 mg
200 mg 0,050 mg
500 mg 0,060 mg
19 0,08 mg
2g 0,10 mg
59 0,12 mg
109 0,16 mg
20g 0,20 mg
50g 0,25 mg
100 g 0,4 mg
2009 0,8 mg
500g 2,0 mg
1 kg 4 mg
2kg 8 mg
5 kg 21 mg
10 kg 40 mg
20 kg 80 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg 0,06 mg S
doktadnosci M4 20 mg 0,08 mg
50 mg 0,10 mg
100 mg 0,12 mg
200 mg 0,16 mg
500 mg 0,20 mg
19 0,25 mg
2g 0,30 mg
59 0,40 mg
109 0,50 mg
209 0,60 mg
50g 0,80 mg
100 g 1,0 mg
2009 2,5mg
500g 6 mg
1kg 10 mg
2kg 25mg
5 kg 60 mg
10 kg 130 mg
20 kg 250 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg 0,2 mg S
doktadnosci M, 200 mg 0,4 mg
500 mg 0,5mg
19 0,8 mg
29 1,0 mg
59 1,3mg
109 1,6 mg
20g 2,0 mg
509 2,5mg
100 g 4 mg
200g 8 mg
500 g 20 mg
1 kg 40 mg
2kg 80 mg
5 kg 200 mg
10 kg 400 mg
20 kg 800 mg
wzorce masy 25 kg 25 kg 300 mg S
obciazniki (19 +25kg) 1,6 A0° % S

Wersja strony: A

Zdolno$¢ pomiarowa CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufnosci
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach
CMC wyrazona jest w jednostkach mierzonej wielkosci.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 086

Obwodowy Urzad Miar w Stupsku

ul. Ztota 4/6, 76-200 Stupsk
tel. 59 84 25 571, fax 59 84 24 979, e-mail: slupsk@oum.gda.pl

inz. Jan Pottorak — Naczelnik Urzedu

Waldemar Marjanski - Zastepca Naczelnika Urzedu

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiaro Zdolnosé Kat. Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego P wy pomiarowa CMC Lab. 9
15 Masa
15.01 wagi
wagi nieautomatyczne do 300 g 7-10°% S,P
powyzej 300 g do 20 kg 1-10* %
powyzej 20 kg do 500 kg 1-10°%
15.02 wzorce masy
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg 0,021 mg S
doktadnosci F, 20 mg 0,025 mg
50 mg 0,030 mg
100 mg 0,040 mg
200 mg 0,050 mg
500 mg 0,060 mg
19 0,08 mg
2g 0,10 mg
59 0,12 mg
109 0,16 mg
20g 0,20 mg
50g 0,25 mg
100 g 0,4 mg
200g 0,8 mg
500 g 2,0 mg
1 kg 4 mg
2kg 8 mg
5 kg 21 mg
10 kg 40 mg
20 kg 80 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg 0,06 mg S
doktadnosci M4 20 mg 0,08 mg
50 mg 0,10 mg
100 mg 0,12 mg
200 mg 0,16 mg
500 mg 0,20 mg
19 0,25 mg
2g 0,30 mg
59 0,40 mg
109 0,50 mg
209 0,60 mg
50g 0,80 mg
100 g 1,0 mg
200¢g 2,5mg
500g 6 mg
1kg 10 mg
2kg 25mg
5 kg 60 mg
10 kg 130 mg
20 kg 250 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg 0,2 mg S
doktadnosci M, 200 mg 0,4 mg
500 mg 0,5mg
19 0,8 mg
29 1,0 mg
59 1,3mg
109 1,6 mg
20g 2,0 mg
509 2,5mg
100 g 4 mg
200g 8 mg
500g 20 mg
1kg 40 mg
2kg 80 mg
5 kg 200 mg
10 kg 400 mg
20 kg 800 mg
wzorce masy 25 kg 25 kg 300 mg S
obciazniki (19 +25kg) 1,6 A0° % S

Wersja strony: A

Zdolno$¢ pomiarowa CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufnosci
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach
CMC wyrazona jest w jednostkach mierzonej wielkosci.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 086

Obwodowy Urzad Miar w Olsztynie

ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn

tel. 89 526 72 68, fax 89 526 61 01, e-mail: olsztyn@oum.gda.pl

mgr Pawet Sitnik - Naczelnik Urzedu
Jan Bujwid - Zastepca Naczelnika Urzedu

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiaro Zdolnos¢ Kat. Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego P wy pomiarowa CMC Lab. 9
6 Wielkosci geometryczne
6.01 dlugosé
suwmiarki (0 +400) mm 0,02 mm S pomiary wewnetrzne w
zakresie (0 + 380) mm
przymiary potsztywne, sztywne, (0+5m S L 7 dlugo$¢ nominalna
wstegowe 0’142 0,0l 52 /z mm ;‘l‘;:’;zi wyrazona w
15 Masa
15.01 | wagi
wagi nieautomatyczne do 300 g 7-10° % S,P
powyzej 300 g do 20 kg 1-10%%
powyzej 20 kg do 500 kg 1-10° %
15.02 | wzorce masy
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg 0,021 mg S
doktadnosci F, obciazniki 20 mg 0,025 mg
50 mg 0,030 mg
100 mg 0,040 mg
200 mg 0,050 mg
500 mg 0,060 mg
19 0,08 mg
2g 0,10 mg
59 0,12 mg
109 0,16 mg
20g 0,20 mg
50g 0,25 mg
100 g 0,4 mg
200g 0,8 mg
500g 2,0 mg
1 kg 4 mg
2kg 8 mg
5 kg 21 mg
10 kg 40 mg
20 kg 80 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg 0,06 mg S
doktadnosci M4, obciazniki 20 mg 0,08 mg
50 mg 0,10 mg
100 mg 0,12 mg
200 mg 0,16 mg
500 mg 0,20 mg
19 0,25 mg
2g 0,30 mg
59 0,40 mg
109 0,50 mg
209 0,60 mg
50g 0,80 mg
100 g 1,0 mg
2009 2,5mg
500g 6 mg
1kg 10 mg
2kg 25mg
5 kg 60 mg
10 kg 130 mg
20 kg 250 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg 0,2 mg S
doktadnosci M, obciazniki 200 mg 0,4 mg
500 mg 0,5mg
19 0,8 mg
29 1,0 mg
59 1,3mg
109 1,6 mg
209 2,0 mg
509 2,5mg
100 g 4 mg
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 086

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiaro Zdolnos¢ Kat. Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego P wy pomiarowa CMC Lab. 9
200g 8 mg
500g 20 mg
1 kg 40 mg
2kg 80 mg
5 kg 200 mg
10 kg 400 mg
20 kg 800 mg
wzorce masy 25 kg 25 kg 300 mg S
obciazniki (19 +25kg) 1,6 A0° % S

Wersja strony: A

Zdolno$¢ pomiarowa CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufnosci
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach
CMC wyrazona jest w jednostkach mierzonej wielkosci.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 086

Obwodowy Urzad Miar w Tczewie

ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew
tel./fax. 58 53 12 496, e-mail: tczew@oum.gda.pl

mgr Ewa Miotk - Naczelnik
Wiestaw Derus - Zastepca Naczelnika Urzedu

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiaro Zdolnosé Kat. Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego P wy pomiarowa CMC Lab. 9
15 Masa
15.01 wagi
do 300 g 7-10°% S, P
wagi nieautomatyczne powyzej 300 g do 20 kg 1-10%%
powyzej 20 kg do 500 kg 1-10°%
15.02 wzorce masy
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg 0,021 mg S
doktadnosci F,, obciazniki 20 mg 0,025 mg
50 mg 0,030 mg
100 mg 0,040 mg
200 mg 0,050 mg
500 mg 0,060 mg
19 0,08 mg
2g 0,10 mg
59 0,12 mg
109 0,16 mg
20g 0,20 mg
50g 0,25 mg
100 g 0,4 mg
200g 0,8 mg
500 g 2,0 mg
1 kg 4 mg
2kg 8 mg
5 kg 21 mg
10 kg 40 mg
20 kg 80 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg 0,06 mg S
doktadnosci M4, obciazniki 20 mg 0,08 mg
50 mg 0,10 mg
100 mg 0,12 mg
200 mg 0,16 mg
500 mg 0,20 mg
19 0,25 mg
2g 0,30 mg
59 0,40 mg
109 0,50 mg
209 0,60 mg
50g 0,80 mg
100 g 1,0 mg
200¢g 2,5mg
500 g 6 mg
1kg 10 mg
2kg 25mg
5 kg 60 mg
10 kg 130 mg
20 kg 250 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg 0,2 mg S
doktadnosci M, obciazniki 200 mg 0,4 mg
500 mg 0,5mg
19 0,8 mg
29 1,0 mg
59 1,3mg
109 1,6 mg
20g 2,0 mg
509 2,5mg
100 g 4 mg
200g 8 mg
500g 20 mg
1kg 40 mg
2kg 80 mg
5 kg 200 mg
10 kg 400 mg
20 kg 800 mg
wzorce masy 25 kg 25 kg 300 mg S
obciazniki (19 +25kg) 1,6 A0° % S

Wersja strony: A

Zdolno$¢ pomiarowa CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufnosci
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach
CMC wyrazona jest w jednostkach mierzonej wielkosci.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 086

Obwodowy Urzad Miar w Etku

ul. Gustawa Gizewiusza 12, 19-300 Etk
tel./fax 87 61 02 710, tel. 87 61 04 326, e-mail: elk@oum.gda.pl

mgr Krystyna Kratyhska - Naczelnik
Edward Maciorowski - Zastepca Naczelnika Urzedu

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiaro Zdolnosé Kat. Uwagi
i rodzaj przyrzadu pomiarowego P wy pomiarowa CMC Lab. 9
15 Masa
15.01 wagi
wagi nieautomatyczne do 300 g 7-10° % S,P
powyzej 300 gdo 20 kg 1-10* %
powyzej 20 kg do 500 kg 1-10° %
powyzej 500 kg do 2000 kg 5-10° %
15.02 wzorce masy
wzorce masy, odwazniki klasy 1mg, 2 mg, 5 mg 0,020 mg S
doktadnosci F, obciazniki 10 mg 0,021 mg
20 mg 0,025 mg
50 mg 0,030 mg
100 mg 0,040 mg
200 mg 0,050 mg
500 mg 0,060 mg
19 0,08 mg
2g 0,10 mg
59 0,12 mg
109 0,16 mg
20g 0,20 mg
509 0,25 mg
100 g 0,4 mg
200g 0,8 mg
500g 2,0 mg
1 kg 4 mg
2kg 8 mg
5 kg 21 mg
10 kg 40 mg
20 kg 80 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 1 mg, 2 mg, 5mg 0,05 mg S
doktadnosci M4, obciazniki 10 mg 0,06 mg
20 mg 0,08 mg
50 mg 0,10 mg
100 mg 0,12 mg
200 mg 0,16 mg
500 mg 0,20 mg
19 0,25 mg
2g 0,30 mg
59 0,40 mg
109 0,50 mg
209 0,60 mg
509 0,80 mg
100 g 1,0 mg
2009 2,5mg
500 g 6 mg
1 kg 10 mg
2kg 25mg
5kg 60 mg
10 kg 130 mg
20 kg 250 mg
wzorce masy, odwazniki klasy 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg, 0,2 mg S
doktadnosci M, obciazniki 20 mg, 50 mg, 100 mg 0,2 mg
200 mg 0,4 mg
500 mg 0,5mg
19 0,8 mg
29 1,0 mg
59 1,3mg
109 1,6 mg
20g 2,0 mg
509 2,5mg
100 g 4 mg
200g 8 mg
500g 20 mg
1 kg 40 mg
2kg 80 mg
5 kg 200 mg
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Zakres akredytacji Nr AP 086

PCA
Nazwa wielkosci fizycznej . Zdolnos¢ Kat. .
i rodzaj przyrzadu pomiarowego Zakres pomiarowy pomiarowa CMC Lab. Uwagi
10 kg 400 mg
20 kg 800 mg
wzorce masy 25 kg 25 kg 300 mg S
obciazniki (19 +25kg) 1,6 A0° % S
Wersja strony: A

Zdolnos¢ pomiarowa CMC stanowi niepewnos$¢ rozszerzong dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2, co
odpowiada poziomowi ufnosci ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu
wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach CMC wyrazona jest w jednostkach mierzonej

wielkosci.
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Zakres akredytacji Nr AP 086

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 086

Status zmian: wersja pierwotna — A

Dziat Akredytacji Laboratoriow Wzorcujacych

Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK

DZIALU AKREDYTACJI
LABORATORIOW WZORCUJACYCH

RYSZARD MALESA

dnia: 30.09.2011 r.
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